
Badanie własności promieniowania X. Spektrometr rentgenowski.  
 
Zagadnienia: 

1. Źródła, mechanizm wytwarzania i natura promieni X. 
2. Promieniowanie hamowania i charakterystyczne. Prawa Duane-Hunta i Moseley'a. 
3. Absorpcja promieni X. Oddziaływanie promieni X z materią. Rozpraszanie spójne 
i niespójne. 

4. Zastosowanie dyfrakcji promieni X w krystalografii 
- warunek dyfrakcji. Rozproszenie przez elektron i atom oraz komórkę elementarną, 
- metody rentgenograficznych badań kryształów. 

5. Detekcja promieniowania X. Wielkości i jednostki stosowane w dozymetrii promieni 
jonizujących. 
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